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F OBJETIVO(S) :
[Objetivo General:

{Al final del curso el alumno sera capaz de:

|

Identificar las caracteristicas de los transistores BJT y FET como elementos
basicos de los circuitos integrados, ademds de analizar y disefiar circuitos
donde se empleen dichos transistores como interruptores de baja potencia.

CONTENIDO SINTETICO:

Transistores como Interruptores de Baja Potencia.
Familias Légicas (Estructura Basica).
Caracteristicas Estaticas y Dinamicas.
Multivibradores y Memorias.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Clase expositiva Y demostrativa con  apoyo de medios audiovisuales y

computacionales.

Como parte de las modalidades de conduccién del proceso de|
ensefianza-aprendizaje sera requisito que los alumnos con apoyo del profesor,
participen en la revisidén y analisis de al menos un texto técnico, cientifico
o de difusién escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los
'objetivos del programa de estudios.

Se procurarid gque como parte de las modalidades de conduccién del proceso de
ensefilanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentacidén oral de sus
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trabajos, tareas u otras actividades académicas desarrolladas durante el

curso.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacién Global:

Evaluaciones periédicas minimo dos (75%), mediante preguntas conceptuales,
resolucidén escrita de problemas, simumulaciones por computadora y tareas

extra-clase.
Evaluacién terminal (25%) , mediante preguntas conceptuales y problemas

|escritos. La evaluacién terminal podrd exentarse (a juicio del profesor) en
consideracién a un alto promedio de las evaluaciones periddicas. .

Evaluacién de Recuperacién:

Evaluacidén de recuperacidn: Si hay, mediante preguntas conceptuales y
problemas escritos (100%).

No requiere inscripcidn previa.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Malik Norbert R., "Circuitos Electrénicos, analisis, simulacién y diseifio",
la. Ed. Prentice Hall, 1997.

2. Rashid M. H., "Circuitos Microelectrénicos, Andlisis y Disefio", Ediciones
Paraninfo, S.A, 2000.

3. Neamen D. A., "Analisis y Disefio de Circuitos Electrénicos", McGraw Hill,
México, 1997.

4. Jaeger, Blalock T. N., "Disefioc de Circuitos Microelectrénicos", McGraw

, Hill, 2da., México, 2005.

5. Boylestad R. Lz, "Electrdnica: Teoria de Circuitos y Dispositivos
Electrdénicos", Prentice Hall, 10ma ed., México, 2009.

Revistas de divulgacién, técnicas o cientificas en inglés, relacionadas con
el contenido de la UEA.
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